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Editions consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de la

CEl incorporant les amendements sont disponibles. Par
exemp|e les numdéras d’'édition 1 n, 11 et 12 indiqnnnf

Publication numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are
issued with a designation in the 60000 series. For
example, IEC 34-1 is now referred to as IEC 60034-1.

Consolidated editions

The IEC is now publishing consolidated versions of its
publications. For example, edition numbers 1.0, 1.1

respectiyement la publication de base, la publication de
base incprporant 'amendement 1, et la publication de
base incprporant les amendements 1 et 2.
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sur leg publications de la CEI

Le contgnu technique des publications de la CEIl est
constamment revu par la CEl afin qu'il reflete I'état
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nibles dans le Catalogue des publications de la CEl
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amendements et corrigenda. Des informations sur les
sujets a|l’étude et 'avancement des travaux entrepris
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ainsi qye la liste des publications parues, sont
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e Sitelweb de la CEl (www.iec.ch)
. Catalogue des publications de la CEI

Le gatalogue en ligne sur le site web de la (CEI
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recherches en utilisant de nombreux (Critéres,
comprenant des recherches textuelles; par comité
d’étydes ou date de publication. Des informations
en [igne sont également disponjbles sur les
nouyelles publications, les publications rempla-
céeg ou retirées, ainsi que sur les corrigenda.
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. Seryice clients
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relating to this ¢publication, including its validity, is
available in ,the” IEC Catalogue of publications
(see below) jaraddition to new editions, amepdments
and corrigenda. Information on the subjects under
consideration and work in progress undertaken by the
techpical/ committee which has prepargd this
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(www.iec.ch/catlg-e.htm) enables you tq search
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CEl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de( horm
bosée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEIl). |
objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation g
bines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl, entre autres activités) ‘publie des
hationales. Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desquels“tout Comité
pssé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales
ernementales, en liaison avec la CEl, participent également aux travaux..La)CEIl collabore étr
I'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions_fixées par accord §
organisations.

Hécisions ou accords officiels de la CEIl concernant les questions techniques représentent, dans I3
pssible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné gue les Comités nationaux in
représentés dans chaque comité d’études.

documents produits se présentent sous la forme de recommiandations internationales. lls sonf]
ne normes, spécifications techniques, rapports technigues/ou guides et agréés comme tels
tés nationaux.

le but d'encourager I'unification internationale, les Comités nationaux de la CEl s'engagent a appl
h transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEIl dans leurs
nales et régionales. Toute divergence entre Ja.horme de la CEIl et la norme nationale ou r|
spondante doit étre indiquée en termes clairs_dans cette derniére.

El n’a fixé aucune procédure concernant le;smarquage comme indication d’approbation et sa respo
pas engagée quand un matériel est déclaré conforme a 'une de ses normes.

ention est attirée sur le fait que certdins des éléments de la présente Norme internationale peuv
et de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre ten
bnsable de ne pas avoir identifiéde tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existenc

me internationale CEI. 60512-2-6 a été établie par le sous-comité 48B: Connecte
d'études 48 de la,.CEl: Composants électromécaniques et structures mécaniqus
ments électroniques.

horme annule.et remplace I'essai 2f de la CEl 60512-2, parue en 1985, do
e une révision technique.

Le texe de-Cétte norme est issu des documents suivants:
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EDIS Rapport de vote

48B/1132/FDIS 48B/1183/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant

abouti

a l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2007. A

cette d
e rec

ate, la publication sera
onduite;

s supprimeée;
* remplacée par une édition révisée, ou
+ amendée.
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EC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization-co
ational electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC| s to
hational co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and électronic fi
end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards~ Fheir prepa
sted to technical committees; any IEC National Committee interested in the,subject dealt W
Cipate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizationg
the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the Inte
nization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined)by agreement bet
rganizations.

formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as posg
hational consensus of opinion on the relevant subjects since each techhical committee has repreg
all interested National Committees.

Hocuments produced have the form of recommendations for international use and are published in
andards, technical specifications, technical reports or gtides and they are accepted by the
mittees in that sense.

der to promote international unification, IEC National"\Committees undertake to apply IEC Inte
dards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standar
gence between the |IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall bg
ated in the latter.

IEC provides no marking procedure to indieate its approval and cannot be rendered responsiblg
bment declared to be in conformity with ong-of its standards.

tion is drawn to the possibility that seme of the elements of this International Standard may be thg
tent rights. The IEC shall not be heldwresponsible for identifying any or all such patent rights.

technical committee 48+“Electromechanical components and mechanical structu
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Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on

voting

indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
2007. At this date, the publication will be

¢ rec

onfirmed;

* withdrawn;

* rep

laced by a revised edition, or

« amended.
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CONNECTEURS POUR EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES -
ESSAIS ET MESURES -

Partie 2-6: Essais de continuité électrique et de résistance de conta
Essai 2f: Continuité électrique du boitier (coquille)

1 Généralités

1.1

ct -

La prégente partie de la CEl 60512 est utilisée, lorsque la spécification particuliéreJe p
pour e¢ssayer des composants électromécaniques du domaine d'application du
d'étud¢s 48 de la CEIl. Cet essai peut aussi étre effectué sur des dispositifs sim
lorsqu'une spécification particuliére le prescrit.

L'objet|de cet essai est de définir une méthode d’essai normalisée pouf_mesurer la rés
entre fles boftiers (coquilles) de composants qui, accouplés, sént-capables d'ass
contingité électrique.

Cet egsai n'est pas prévu pour vérifier le blindage contre les interférences magnétiq
radioélectriques.

1.2 Références normatives

Les ddcuments normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la réf
qui y gst faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de la CEI
Pour lgs références datées, les amendements ultérieurs ou les révisions de ces publi
ne s’appliquent pas. Toutefois, les parties prenantes aux accords fondés sur la pr
partie [de la CEIl 60512 sont invitées_a“rechercher la possibilité d'appliquer les éditiq
plus rgcentes des documents normatifs indiqués ci-aprés. Pour les références non dat
derniéfe édition du document normatif en référence s’applique. Les membres de la CH
I''SO possédent le registre des-Normes internationales en vigueur.

CEIl 6(0512-2-2, Connectetirs pour équipements électroniques — Essais et mesures — P3
2: Essais de continujte_gélectrique et de résistance de contact — Essai 2b: Résista
contac{ — Méthode du~courant d'essai spécifié

CEIl 6(0512-2-3; Connecteurs pour équipements électroniques — Essais et mesures — P3
3: Essais de-eontinuité électrique et de résistance de contact — Essai 2c: Variation
résistance'dé contact
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2 Exigences générales

Les composants ayant des boitiers (coquilles) métalliques ou d’autres matériaux conducteurs
ou revétements qui, accouplés, sont capables d'assurer une continuité électrique doivent étre

soumis aux essais suivants:

— Les mesures doivent étre effectuées sur des composants accouplés.

— Les fiches doivent étre équipées de petites longueurs de fil ou de cable, conformément

aux prescriptions de la spécification particuliére.
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CONNECTORS FOR ELECTRONIC EQUIPMENT -
TESTS AND MEASUREMENTS -

Part 2-6: Electrical continuity and contact resistance tests —
Test 2f: Housing (shell) electrical continuity
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2 Generalrequirements

art of IEC 60512, when required by the detail specification, is used~for
mechanical components within the scope of IEC technical committee 48. (This te]
used for similar devices when specified in a detail specification.

pject of this test is to define a standard test method for measuring the res
n component housings (shells) which are intended to provide electrical continuit

st is not intended to verify shielding against magnetic of\r:f. interference.

Normative references

lowing normative documents contain provisioens which, through reference in th
ute provisions of this part of IEC 60512.cFer dated references, subsequent 3
to, or revisions of, any of these publications do not apply. However, par
nents based on this part of IEC 60512 @are encouraged to investigate the possit

ces, the latest edition of the norm@ative document referred to applies. Members
D maintain registers of currently valid International Standards.

H12-2-2, Connectors for electronic equipment — Tests and measurements — Part 2-2
ontinuity and contact resistance tests — Test 2b: Contact resistance — Specifi
method

ontinuity andvcontact resistance tests — Test 2c: Contact resistance variation

testing
st may

stance
y when

s text,
mend-
ties to
ility of

g the most recent editions of the nermative documents indicated below. For uhdated

of IEC

: Elec-
pd test

512-2-3, Connectors for electronic equipment — Tests and measurements — Part 2-3: Elec-

Compg

nents having metallic or other conductive material or coating housings

shells)

intended to provide electrical continuity when mated shall be tested as follows:

— Measurements shall be made on mated sets of components.

— Free components shall be fitted with short lengths of wire or cable, as specified in the

det

ail specification.
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La résistance doit étre mesurée sur lI'ensemble de toutes les connexions reliées en série,
comme suit:

— de la gaine métallique du céble et/ou du boftier (coquille) au panneau de fixation, dans le
cas ou l'un des composants est une embase;

— entre les gaines métalliques des céables, dans le cas des fiches;

— entre les panneaux de fixation, dans le cas ou les deux connecteurs sont des embases.

Les mesures de résistance doivent étre effectuées conformément a l'essai 2b de la CEl
60512-2-2 ou a l'essai 2c de la CEl 60512-2-3.

3 E)ligence d’essai

La valpur de la résistance ne doit pas dépasser la valeur prescrite dans (a.spécification
particufliére.

4 Détails a spécifier

Quand| cet essai est requis par la spécification particuliére, les,'détails suivants doivent étre
préciSs[s:

a) méthode de montage du spécimen;

b) poipts ou les mesures doivent étre effectuées;

c) codrant et méthode d'essai a utiliser (essai 2b~de la CEl 60512-2-2 ou essai 2¢ de la
CE] 60512-2-3);

d) résjstance maximale permise;
e) toute dérogation a la méthode d'essaifiormalisée.
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